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Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC 
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements 

 
 

 
DT00040LAT/017 

Riferimento 
Contact 

 Daniele MOTTA Tel.: 

E-mail 

+39 039 2754009 

info@aroelettronica.it 

   

Tabella allegata al Certificato di 
Accreditamento 
Annex to the Accreditation Certificate 

 00040 Calibration   REV. 017 

 UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 

 

Attività oggetto di accreditamento 
Accredited activities 

 Temperatura  

- Calibratori (misuratori e simulatori) (STE-05) 

Misure elettriche in continua e bassa frequenza  

- Tensione continua (SBF-01) 

- Corrente continua (SBF-02) 

- Resistenza in continua (SBF-03) 

- Tensione alternata (SBF-04) 

- Corrente alternata (SBF-05) 

- Alta tensione (SBF-06) 

- Resistenza in alternata (SBF-07) 

- Potenza (SBF-11) 

- Sicurezza elettrica (SBF-19) 

Misure di tempo e frequenza  

- Frequenza (STF-01) 

Via Trento e Trieste, 112 

20853 BIASSONO (MB) 

Italia 

 

A 

 

L’incertezza di misura riportata nelle seguenti tabelle è da intendersi come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l’incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 
95%. Eventuali deviazioni sono puntualmente indicate.  
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Temperatura 

 
 

Ove l’incertezza di misura sia espressa nelle seguenti tabelle con le due componenti u1 e u2, l’incertezza estesa di misura è ottenuta combinando le componenti indicate in tabella con la formula (2√𝑢1
2 + 𝑢2

2) 

°C ed è espressa con 2 cifre significative. Con uris si indica l’incertezza tipo dovuta alla risoluzione dello strumento in taratura espressa in °C. 

 

Settore / Calibration field (STE-05) Calibratori (misuratori e simulatori) 

Strumento 
Instrument 

Misurando 
Measurand 

Condizioni 
Additional parameters 

Campo di misura 
Measurement range 

Incertezza 
Uncertainty Metodo/Procedura 

Method / Procedure 

Sede 
Location 

u1 u2 

M
is

u
ra

to
ri
 

di termocoppie tipo J 

Temperatura 

Senza compensazione 
del giunto freddo 

da -200 °C a -150 °C 0,019 °C uris 

Metodo interno. 

Taratura per confronto 
diretto con calibratore di 

riferimento elettrico 

(1)
 

A 

da -150 °C a -100 °C 0,012 °C uris 

da -100 °C a -50 °C 0,010 °C uris 

da -50 °C a 0 °C 0,009 °C uris 

da 0 °C a +1000 °C 0,008 °C uris 

da +1000 °C a +1200 °C 0,009 °C uris 

Con compensazione del 
giunto freddo 

da -200 °C a -150 °C 0,13 °C uris 

da -150 °C a +1200 °C 0,09 °C uris 

di termocoppie tipo K 
Senza compensazione 

del giunto freddo 

da -200 °C a -150 °C 0,027 °C uris 

da -150 °C a -100 °C 0,017 °C uris 

da -100 °C a -50 °C 0,013 °C uris 

da -50 °C a 0 °C 0,011 °C uris 

da 0 °C a +750 °C 0,010 °C uris 

da +750 °C a +1000 °C 0,012 °C uris 

da +1000 °C a +1300 °C 0,014 °C uris 

(continua) 

  

 
1 In caso di compensazione del giunto di riferimento, il punto di zero è realizzato in bagno di ghiaccio fondente. 

Area metrologica 
Metrological area 
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(Continua) Area metrologica “Temperatura” – Settore “Calibratori (misuratori e simulatori)” (STE-05) 

 

Strumento 
Instrument 

Misurando 
Measurand 

Condizioni 
Additional parameters 

Campo di misura 
Measurement range 

Incertezza 
Uncertainty Metodo/Procedura 

Method / Procedure 
Sede 

Location 

u1 u2 

(continua) 

M
is

u
ra

to
ri
 

di termocoppie tipo K 

Temperatura 

Con compensazione del 
giunto freddo 

da -200 °C a -150 °C 0,18 °C uris 

Metodo interno. 

Taratura per confronto 
diretto con calibratore di 

riferimento elettrico 

(2)
 

A 

da -150 °C a -100 °C 0,12 °C uris 

da -100 °C a +1300 °C 0,09 °C uris 

di termocoppie tipo N 

Senza compensazione 
del giunto freddo 

da -200 °C a -150 °C 0,041 °C uris 

da -150 °C a -100 °C 0,026 °C uris 

da -100 °C a -50 °C 0,020 °C uris 

da -50 °C a 0 °C 0,017 °C uris 

da 0 °C a +100 °C 0,016 °C uris 

da +100 °C a +250 °C 0,014 °C uris 

da +250 °C a +750 °C 0,011 °C uris 

da +750 °C a +1300 °C 0,013 °C uris 

Con compensazione del 
giunto freddo 

da -200 °C a -150 °C 0,28 °C uris 

da -150 °C a -100 °C 0,17 °C uris 

da -100 °C a -50 °C 0,13 °C uris 

da -50 °C a +200 °C 0,11 °C uris 

da +200 °C a +1300 °C 0,09 °C uris 

(continua) 

 

  

 
2 In caso di compensazione del giunto di riferimento, il punto di zero è realizzato in bagno di ghiaccio fondente. 
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(Continua) Area metrologica “Temperatura” – Settore “Calibratori (misuratori e simulatori)” (STE-05) 

 

Strumento 
Instrument 

Misurando 
Measurand 

Condizioni 
Additional parameters 

Campo di misura 
Measurement range 

Incertezza 
Uncertainty Metodo/Procedura 

Method / Procedure 
Sede 

Location 

u1 u2 

(continua) 

M
is

u
ra

to
ri
 

di termocoppie tipo T Temperatura 

Senza compensazione 
del giunto freddo 

da -200 °C a -150 °C 0,026 °C uris 

Metodo interno. 

Taratura per confronto 
diretto con calibratore di 

riferimento elettrico 

(3)
 

A 

da -150 °C a -100 °C 0,018 °C uris 

da -100 °C a -50 °C 0,014 °C uris 

da -50 °C a 0 °C 0,012 °C uris 

da 0 °C a +50 °C 0,011 °C uris 

da +50 °C a +100 °C 0,010 °C uris 

da +100 °C a +200 °C 0,009 °C uris 

da +200 °C a +300 °C 0,008 °C uris 

da +300 °C a +400 °C 0,007 °C uris 

Con compensazione del 
giunto freddo 

da -200 °C a -150 °C 0,17 °C uris 

da -150 °C a -100 °C 0,12 °C uris 

da -100 °C a -50 °C 0,10 °C uris 

da -50 °C a +400 °C 0,09 °C uris 

(continua) 

 

  

 
3 In caso di compensazione del giunto di riferimento, il punto di zero è realizzato in bagno di ghiaccio fondente. 
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(Continua) Area metrologica “Temperatura” – Settore “Calibratori (misuratori e simulatori)” (STE-05) 

 

Strumento 
Instrument 

Misurando 
Measurand 

Condizioni 
Additional parameters 

Campo di misura 
Measurement range 

Incertezza 
Uncertainty Metodo/Procedura 

Method / Procedure 

Sede 
Location 

u1 u2 

(continua) 

M
is

u
ra

to
ri
 

di termocoppie tipo E Temperatura 

Senza compensazione 
del giunto freddo 

da -200 °C a -150 °C 0,016 °C uris 

Metodo interno. 

Taratura per confronto 
diretto con calibratore di 

riferimento elettrico 

(4)
 

A 

da -150 °C a -100 °C 0,011 °C uris 

da -100 °C a 0 °C 0,009 °C uris 

da 0 °C a +100 °C 0,007 °C uris 

da +100 °C a +250 °C 0,006 °C uris 

da +250 °C a +500 °C 0,005 °C uris 

da +500 °C a +750 °C 0,006 °C uris 

da +750 °C a +1000 °C 0,007 °C uris 

Con compensazione del 
giunto freddo 

da -200 °C a -150 °C 0,11 °C uris 

da -150 °C a -50 °C 0,08 °C uris 

da -50 °C a +1000 °C 0,07 °C uris 

di termocoppie tipo S Temperatura 
Senza compensazione 

del giunto freddo 

da -50 °C a 0 °C 0,10 °C uris 

da 0 °C a +50 °C 0,08 °C uris 

da +50 °C a +250 °C 0,06 °C uris 

da +250 °C a +500 °C 0,05 °C uris 

da +500 °C a +1760 °C 0,04 °C uris 

(continua) 

 

 
4 In caso di compensazione del giunto di riferimento, il punto di zero è realizzato in bagno di ghiaccio fondente. 
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(Continua) Area metrologica “Temperatura” – Settore “Calibratori (misuratori e simulatori)” (STE-05) 

 

Strumento 
Instrument 

Misurando 
Measurand 

Condizioni 
Additional parameters 

Campo di misura 
Measurement range 

Incertezza 
Uncertainty Metodo/Procedura 

Method / Procedure 

Sede 
Location 

u1 u2 

(continua) 

M
is

u
ra

to
ri
 

di termocoppie tipo S Temperatura 
Con compensazione del 

giunto freddo 

da -50 °C a 0 °C 0,43 °C uris 

Metodo interno. 

Taratura per confronto 
diretto con calibratore di 

riferimento elettrico 
(5)

 

A 

da 0 °C a +50 °C 0,31 °C uris 

da +50 °C a +100 °C 0,26 °C uris 

da +100 °C a +250 °C 0,23 °C uris 

da +250 °C a +500 °C 0,19 °C uris 

da +500 °C a +800 °C 0,17 °C uris 

da +800 °C a +1760 °C 0,16 °C uris 

di termocoppie tipo R Temperatura 

Senza compensazione 
del giunto freddo 

da -50 °C a 0 °C 0,11 °C uris 

da 0 °C a +50 °C 0,08 °C uris 

da +50 °C a +250 °C 0,06 °C uris 

da +250 °C a +750 °C 0,04 °C uris 

da +750 °C a +1760 °C 0,03 °C uris 

Con compensazione del 
giunto freddo 

da -50 °C a 0 °C 0,46 °C uris 

da 0 °C a +50 °C 0,32 °C uris 

da +50 °C a +100 °C 0,26 °C uris 

da +100 °C a +250 °C 0,23 °C uris 

da +250 °C a +500 °C 0,18 °C uris 

da +500 °C a +900 °C 0,16 °C uris 

da +900 °C a +1760 °C 0,14 °C uris 

(continua) 

  

 
5 In caso di compensazione del giunto di riferimento, il punto di zero è realizzato in bagno di ghiaccio fondente. 
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(Continua) Area metrologica “Temperatura” – Settore “Calibratori (misuratori e simulatori)” (STE-05) 

 

Strumento 
Instrument 

Misurando 
Measurand 

Condizioni 
Additional parameters 

Campo di misura 
Measurement range 

Incertezza 
Uncertainty Metodo/Procedura 

Method / Procedure 

Sede 
Location 

u1 u2 

(continua) 

M
is

u
ra

to
ri
 

di termocoppie tipo B Temperatura 
Senza compensazione 

del giunto freddo 

+50 °C 0,18 °C uris 

Metodo interno. 

Taratura per confronto 
diretto con calibratore di 

riferimento elettrico 

(6)
 

A 

da +100 °C a +250 °C 0,46 °C uris 

da +250 °C a +300 °C 0,16 °C uris 

da +300 °C a +400 °C 0,13 °C uris 

da +400 °C a +500 °C 0,10 °C uris 

da +500 °C a +600 °C 0,08 °C uris 

da +600 °C a +700 °C 0,07 °C uris 

da +700 °C a +800 °C 0,06 °C uris 

da +800 °C a +1100 °C 0,05 °C uris 

da +1100 °C a +1800 °C 0,04 °C uris 

(continua) 

 
 
  

 
6 In caso di compensazione del giunto di riferimento, il punto di zero è realizzato in bagno di ghiaccio fondente. 
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(Continua) Area metrologica “Temperatura” – Settore “Calibratori (misuratori e simulatori)” (STE-05) 

 

Strumento 
Instrument 

Misurando 
Measurand 

Condizioni 
Additional parameters 

Campo di misura 
Measurement range 

Incertezza 
Uncertainty Metodo/Procedura 

Method / Procedure 

Sede 
Location 

u1 u2 

(continua) 

S
im

u
la

to
ri
 

di termocoppie tipo J Temperatura 

Senza compensazione 
del giunto freddo 

da -200 °C a -150 °C 0,009 °C uris 

Metodo interno. 

Taratura per confronto con 
voltmetro di riferimento 

(7)
 

A 

da -150 °C a -100 °C 0,006 °C uris 

da -100 °C a -50 °C 0,005 °C uris 

da -50 °C a +750 °C 0,004 °C uris 

da +750 °C a +1200 °C 0,005 °C uris 

Con compensazione del 
giunto freddo 

da -200 °C a -150 °C 0,13 °C uris 

da -150 °C a +1200 °C 0,09 °C uris 

di termocoppie tipo K Temperatura 

Senza compensazione 
del giunto freddo 

da -200 °C a -150 °C 0,013 °C uris 

da -150 °C a -100 °C 0,008 °C uris 

da -100 °C a -50 °C 0,007 °C uris 

da -50 °C a 0 °C 0,006 °C uris 

da 0 °C a +750 °C 0,005 °C uris 

da +750 °C a +1000 °C 0,006 °C uris 

da +1000 °C a +1300 °C 0,007 °C uris 

Con compensazione del 
giunto freddo 

da -200 °C a -150 °C 0,18 °C uris 

da -150 °C a -100 °C 0,12 °C uris 

da -100 °C a +1300 °C 0,09 °C uris 

(continua) 

  

 
7 In caso di compensazione del giunto di riferimento, il punto di zero è realizzato in bagno di ghiaccio fondente. 
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(Continua) Area metrologica “Temperatura” – Settore “Calibratori (misuratori e simulatori)” (STE-05) 

 

Strumento 
Instrument 

Misurando 
Measurand 

Condizioni 
Additional parameters 

Campo di misura 
Measurement range 

Incertezza 
Uncertainty Metodo/Procedura 

Method / Procedure 

Sede 
Location 

u1 u2 

(continua) 

S
im

u
la

to
ri
 

di termocoppie tipo N Temperatura 

Senza compensazione 
del giunto freddo 

da -200 °C a -150 °C 0,020 °C uris 

Metodo interno. 

Taratura per confronto con 
voltmetro di riferimento 

(8)
 

A 

da -150 °C a -100 °C 0,012 °C uris 

da -100 °C a -50 °C 0,010 °C uris 

da -50 °C a +100 °C 0,008 °C uris 

da +100 °C a +250 °C 0,007 °C uris 

da +250 °C a +500 °C 0,006 °C uris 

da +500 °C a +750 °C 0,005 °C uris 

da +750 °C a +1300 °C 0,007 °C uris 

Con compensazione del 
giunto freddo 

da -200 °C a -150 °C 0,28 °C uris 

da -150 °C a -100 °C 0,17 °C uris 

da -100 °C a -50 °C 0,13 °C uris 

da -50 °C a +200 °C 0,11 °C uris 

da +200 °C a +1300 °C 0,09 °C uris 

(continua) 

 
 
 
 

 
8 In caso di compensazione del giunto di riferimento, il punto di zero è realizzato in bagno di ghiaccio fondente. 
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(Continua) Area metrologica “Temperatura” – Settore “Calibratori (misuratori e simulatori)” (STE-05) 

 

 
  

 
9 In caso di compensazione del giunto di riferimento, il punto di zero è realizzato in bagno di ghiaccio fondente. 

Strumento 
Instrument 

Misurando 
Measurand 

Condizioni 
Additional parameters 

Campo di misura 
Measurement range 

Incertezza 
Uncertainty Metodo/Procedura 

Method / Procedure 

Sede 
Location 

u1 u2 

(continua) 

S
im

u
la

to
ri
 

di termocoppie tipo T Temperatura 

Senza compensazione 
del giunto freddo 

da -200 °C a -150 °C 0,013 °C uris 

Metodo interno. 

Taratura per confronto con 
voltmetro di riferimento 

(9)
 

A 

da -150 °C a -100 °C 0,009 °C uris 

da -100 °C a -50 °C 0,007 °C uris 

da -50 °C a 0 °C 0,006 °C uris 

da 0 °C a +100 °C 0,005 °C uris 

da +100 °C a +400 °C 0,004 °C uris 

Con compensazione del 
giunto freddo 

da -200 °C a -150 °C 0,17 °C uris 

da -150 °C a -100 °C 0,12 °C uris 

da -100 °C a -50 °C 0,10 °C uris 

da -50 °C a +400 °C 0,09 °C uris 

di termocoppie tipo E Temperatura 

Senza compensazione 
del giunto freddo 

da -200 °C a -150 °C 0,008 °C uris 

da -150 °C a -100 °C 0,006 °C uris 

da -100 °C a 0 °C 0,004 °C uris 

da 0 °C a +750 °C 0,003 °C uris 

da +750 °C a +1000 °C 0,004 °C uris 

Con compensazione del 
giunto freddo 

da -200 °C a -150 °C 0,11 °C uris 

da -150 °C a -50 °C 0,08 °C uris 

da -50 °C a +1000 °C 0,07 °C uris 

(continua) 
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(Continua) Area metrologica “Temperatura” – Settore “Calibratori (misuratori e simulatori)” (STE-05) 

 

 
 
  

 
10 In caso di compensazione del giunto di riferimento, il punto di zero è realizzato in bagno di ghiaccio fondente. 

Strumento 
Instrument 

Misurando 
Measurand 

Condizioni 
Additional parameters 

Campo di misura 
Measurement range 

Incertezza 
Uncertainty Metodo/Procedura 

Method / Procedure 

Sede 
Location 

u1 u2 

(continua) 

S
im

u
la

to
ri
 

di termocoppie tipo S Temperatura 

Senza compensazione 
del giunto freddo 

da -50 °C a 0 °C 0,05 °C uris 

Metodo interno. 

Taratura per confronto con 
voltmetro di riferimento 

(10)
 

A 

da 0 °C a +50 °C 0,04 °C uris 

da +50 °C a +250 °C 0,03 °C uris 

da +250 °C a +1760 °C 0,02 °C uris 

Con compensazione del 
giunto freddo 

da -50 °C a 0 °C 0,43 °C uris 

da 0 °C a +50 °C 0,31 °C uris 

da +50 °C a +100 °C 0,26 °C uris 

da +100 °C a +250 °C 0,23 °C uris 

da +250 °C a +500 °C 0,19 °C uris 

da +500 °C a +800 °C 0,17 °C uris 

da +800 °C a +1760 °C 0,16 °C uris 

di termocoppie tipo R Temperatura 
Senza compensazione 

del giunto freddo 

da -50 °C a 0 °C 0,05 °C uris 

da 0 °C a +50 °C 0,04 °C uris 

da +50 °C a +250 °C 0,03 °C uris 

da +250 °C a +1760 °C 0,02 °C uris 

(continua) 
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(Continua) Area metrologica “Temperatura” – Settore “Calibratori (misuratori e simulatori)” (STE-05) 

 

Strumento 
Instrument 

Misurando 
Measurand 

Condizioni 
Additional parameters 

Campo di misura 
Measurement range 

Incertezza 
Uncertainty Metodo/Procedura 

Method / Procedure 

Sede 
Location 

u1 u2 

(continua) 

S
im

u
la

to
ri
 

di termocoppie tipo R Temperatura 
Con compensazione del 

giunto freddo 

da -50 °C a 0 °C 0,46 °C uris 

Metodo interno. 

Taratura per confronto con 
voltmetro di riferimento 

(11)
 

A 

da 0 °C a +50 °C 0,32 °C uris 

da +50 °C a +100 °C 0,26 °C uris 

da +100 °C a +250 °C 0,23 °C uris 

da +250 °C a +500 °C 0,18 °C uris 

da +500 °C a +900 °C 0,16 °C uris 

da +900 °C a +1760 °C 0,14 °C uris 

di termocoppie tipo B Temperatura 
Senza compensazione 

del giunto freddo 

+50 °C 0,09 °C uris 

da +100 °C a +250 °C 0,22 °C uris 

da +250 °C a +300 °C 0,08 °C uris 

da +300 °C a +400 °C 0,07 °C uris 

da +400 °C a +500 °C 0,05 °C uris 

da +500 °C a +600 °C 0,04 °C uris 

da +600 °C a +900 °C 0,03 °C uris 

da +900 °C a +1800 °C 0,02 °C uris 

 
 
  

 
11 In caso di compensazione del giunto di riferimento, il punto di zero è realizzato in bagno di ghiaccio fondente. 
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(Continua) Area metrologica “Temperatura” – Settore “Calibratori (misuratori e simulatori)” (STE-05) 

 

Strumento 
Instrument 

Misurando 
Measurand 

Condizioni 
Additional 

parameters 

Campo di misura 
Measurement range 

Incertezza (12) 
Uncertainty Metodo/Procedura 

Method / Procedure 

Sede 
Location 

u1 u2 

Misuratori 
per termoresistenze 

Temperatura 

n.a. 
da -200 °C a +50 °C 2,4·10-3 °C + 8,5·10-6·t uris 

Metodo interno. 
Taratura per confronto 
diretto con strumento di 

riferimento elettrico 

A 
da +50 °C a +850 °C 1,8·10-3 °C + 9,8·10-6·t uris 

Simulatori 
per termoresistenze 

n.a. 
da -200 °C a +50 °C 3,6·10-3 °C + 1,2·10-5·t uris 

da +50 °C a +850 °C 2,9·10-3 °C + 1,4·10-5·t uris 

 
 
 
  

 
12 Si indica con t la temperatura di riferimento, espressa in °C. 
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Misure elettriche in continua e bassa frequenza 

 
 

Ove l’incertezza di misura sia espressa nelle seguenti tabelle con le due componenti U1 e U2, il valore di incertezza di misura si ottiene sommando in quadratura i valori indicati delle due componenti con la 

formula √(U1)
2 + (U2)

2. Nella formulazione della componente di incertezza U2, con U si indica la tensione espressa in Volt, con I la corrente espressa in Ampere, con R la resistenza espressa in Ohm. 

 
 
  

Area metrologica 
Metrological area 
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(Continua) Area metrologica “Misure elettriche in continua e bassa frequenza” 

 

Settore / Calibration field (SBF-01) Tensione continua 

Strumento 
Instrument 

Misurando 
Measurand 

Condizioni 
Additional parameters 

Campo di misura 
Measurement range 

(13)
 

Incertezza 
Uncertainty Metodo/Procedura 

Method / Procedure 

Sede 
Location 

U1 U2 

Generatori Tensione n.a. 

da 0 mV a 1 mV 3,4 · 10-6 0,40 μV/U 

Metodo interno. 
Taratura mediante 

multimetro di 
riferimento 

A 

da 1 mV a 10 mV 36 · 10-6 0,31 μV/U 

Metodo interno. 
Taratura per confronto 

diretto con divisore, 
campione di riferimento 

e multimetro 

da 10 mV a 100 mV 1,1 · 10-6 0,34 μV/U 

da 100 mV a 220 mV (◊) 1,0 · 10-6 0,35 μV/U 

da 0,22 V a 1 V 1,0 · 10-6 1,0 μV/U 

da 1 V a 2,2 V (◊) 0,80 · 10-6 1,2 μV/U 

da 2,2 V a 10 V 0,80 · 10-6 2,7 μV/U 

da 10 V a 22 V (◊) 1,1 · 10-6 7,9 μV/U 

da 22 V a 100 V 1,1 · 10-6 40 μV/U 

da 100 V a 220 V (◊) 1,2 · 10-6 74 μV/U 

da 220 V a 1000 V 1,2 · 10-6 0,22 mV/U 

0,1 V 3,5 · 10-6  

Metodo interno. 
Taratura per confronto 
diretto con divisore e 

campione di riferimento 

1 V 0,9 · 10-6  

10 V 0,7 · 10-6  

100 V 1,1 · 10-6  

1000 V 1,1 · 10-6  

 
  

 
13 Per campi di misura contigui, l’estremo superiore è incluso. Fanno eccezione i soli casi indicati con il simbolo (◊) nei quali l’estremo superiore è invece escluso. 
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(Continua) Area metrologica “Misure elettriche in continua e bassa frequenza” – Settore “Tensione continua” (SBF-01) 

 

Strumento 
Instrument 

Misurando 
Measurand 

Condizioni 
Additional parameters 

Campo di misura 
Measurement range 

(14)
 

Incertezza 
Uncertainty Metodo/Procedura 

Method / Procedure 

Sede 
Location 

U1 U2 

Misuratori Tensione n.a. 

da 0 μV a 100 μV 9,0 · 10-6 0,54 μV/U 

Metodo interno. 
Taratura mediante 

calibratore di 
riferimento 

A 

da 100 μV a 10 mV 2,6 · 10-5 50 nV/U 
Metodo interno. 

Taratura con metodo 
volt-amperometrico 

da 10 mV a 50 mV 7,0 · 10-6 60 nV/U 

da 50 mV a 70 mV 4,6 · 10-6 60 nV/U 

da 70 mV a 100 mV 1,6 · 10-6 0,32 μV/U 

Metodo interno. 
Taratura per confronto 

diretto con divisore, 
campione di riferimento 

e multimetro 

da 100 mV a 220 mV (◊) 1,5 · 10-6 0,36 μV/U 

da 0,22 V a 1 V 1,5 · 10-6 1,0 μV/U 

da 1 V a 2,2 V (◊) 0,80 · 10-6 1,3 μV/U 

da 2,2 V a 10 V 0,80 · 10-6 2,7 μV/U 

da 10 V a 22 V (◊) 1,2 · 10-6 17 μV/U 

da 22 V a 100 V 1,2 · 10-6 44 μV/U 

da 100 V a 220 V (◊) 1,3 · 10-6 0,14 mV/U 

da 220 V a 1000 V 1,3 · 10-6 0,40 mV/U 

0,1 V 2,5 · 10-6  

Metodo interno. 
Taratura per confronto 
diretto con divisore e 

campione di riferimento 

1 V 1,5 · 10-6  

10 V 0,8 · 10-6  

100 V 1,1 · 10-6  

1000 V 1,2 · 10-6  

 
 

 
14 Per campi di misura contigui, l’estremo superiore è incluso. Fanno eccezione i soli casi indicati con il simbolo (◊) nei quali l’estremo superiore è invece escluso. 
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(Continua) Area metrologica “Misure elettriche in continua e bassa frequenza” 

 

Settore / Calibration field (SBF-02) Corrente continua 

Strumento 
Instrument 

Misurando 
Measurand 

Condizioni 
Additional parameters 

Campo di misura 
Measurement range 

(15)
 

Incertezza 
Uncertainty Metodo/Procedura 

Method / Procedure 

Sede 
Location 

U1 U2 

Generatori Corrente n.a. 

da 1 μA a 20 μA 1,0 · 10-4 0,02 nA/I 

Metodo interno. 
Taratura con metodo 
volt-amperometrico 

A 

da 20 μA a 200 μA 5,5 · 10-6 1,0 nA/I 

da 200 μA a 330 μA 6,9 · 10-6 2,0 nA/I 

da 0,33 mA a 2 mA 5,5 · 10-6 5,0 nA/I 

da 2 mA a 3,3 mA 7,1 · 10-6 6,2 nA/I 

da 3,3 mA a 20 mA 5,6 · 10-6 50 nA/I 

da 20 mA a 100 mA 5,5 · 10-6 276 nA/I 

da 100 mA a 200 mA 6,8 · 10-6 207 nA/I 

da 200 mA a 330 mA 8,1 · 10-6 748 nA/I 

da 0,33 A a 2 A 7,8 · 10-6 7,0 μA/I 

da 2 A a 3 A 21 · 10-6 37 μA/I 

da 3 A a 11 A 26 · 10-6 106 μA/I 

da 11 A a 20 A 51 · 10-6 203 μA/I 

da 20 A a 100 A 2,4 · 10-4 360 μA/I 

da 100 A a 250 A 3,0 · 10-3 2,0 mA/I 

(continua) 

 

 
15 Per campi di misura contigui, l’estremo superiore è incluso. 
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(Continua) Area metrologica “Misure elettriche in continua e bassa frequenza” – Settore “Corrente continua” (SBF-02) 

 

Strumento 
Instrument 

Misurando 
Measurand 

Condizioni 
Additional parameters 

Campo di misura 
Measurement range 

(16)
 

Incertezza 
Uncertainty Metodo/Procedura 

Method / Procedure 

Sede 
Location 

U1 U2 

Pinze 
amperometriche 

Corrente n.a. 

da 4 mA a 33 mA (◊) 0,25 · 10-3 0,03 mA/I 

Metodo interno. 
Taratura per confronto 

con sorgente di 
corrente e spire 

campione 

A 

da 33 mA a 220 mA (◊) 2,0 · 10-3 0,13 mA/I 

da 0,22 A a 2,2 A (◊) 2,0 · 10-3 0,45 mA/I 

da 2,2 A a 20 A 3,0 · 10-3 6,0 mA/I 

da 20 A a 150 A 4,3 · 10-3 35 mA/I 

da 150 A a 1000 A 4,4 · 10-3 70 mA/I 

da 1000 A a 2000 A 7,1 · 10-3 1,2 A/I 

Misuratori Corrente n.a. 

da 10 nA a 100 nA 2,0 · 10-5 0,04 nA/I 

Metodo interno. 
Taratura con metodo 
volt-amperometrico 

da 0,1 μA a 1 μA 1,6 · 10-5 0,04 nA/I 

da 1 μA a 10 μA 1,6 · 10-5 0,07 nA/I 

da 10 μA a 20 μA 1,0 · 10-5 0,5 nA/I 

da 20 μA a 200 μA 7,6 · 10-6 0,6 nA/I 

da 0,2 mA a 2 mA 7,6 · 10-6 4,5 nA/I 

da 2 mA a 10 mA 8,0 · 10-6 45 nA/I 

da 10 mA a 20 mA 8,0 · 10-6 0,1 μA/I 

da 20 mA a 200 mA 2,0 · 10-5 0,65 μA/I 

da 200 mA a 500 mA 2,0 · 10-5 5,4 μA/I 

da 0,5 A a 2 A 2,0 · 10-5 5,7 μA/I 

da 2 A a 20 A 7,2 · 10-5 0,25 mA/I 

da 20 A a 100 A 1,0 · 10-4 1,5 mA/I 

da 100 A a 250 A 3,5 · 10-4 12 mA/I 

 

 
16 Per campi di misura contigui, l’estremo superiore è incluso. Fanno eccezione i soli casi indicati con il simbolo (◊) nei quali l’estremo superiore è invece escluso. 
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(Continua) Area metrologica “Misure elettriche in continua e bassa frequenza” 

 

Settore / Calibration field (SBF-03) Resistenza in continua 

Strumento 
Instrument 

Misurando 
Measurand 

Condizioni 
Additional parameters 

Campo di misura 
Measurement range 

(17)
 

Incertezza 
Uncertainty Metodo/Procedura 

Method / Procedure 

Sede 
Location 

U1 U2 

Resistori Resistenza n.a. 

1 mΩ 1,2 · 10-5  

Metodo interno. 
Taratura con metodo 
volt-amperometrico 

A 

10 mΩ 6,2 · 10-6  

100 mΩ 5,2 · 10-6  

500 mΩ 2,1 · 10-6  

1 Ω 1,9 · 10-6  

10 Ω 2,1 · 10-6  

100 Ω 1,8 · 10-6  

Metodo interno. 
Taratura per confronto 

diretto con resistori 
campione 

1 kΩ 1,5 · 10-6  

10 kΩ 1,4 · 10-6  

19 kΩ 1,8 · 10-6  

100 kΩ 2,2 · 10-6  

1 MΩ 4,1 · 10-6  

10 MΩ 7,2 · 10-6  

Resistori Resistenza n.a. 

da 10 µΩ a 100 µΩ 1,2 · 10-4 10 nΩ/R 

Metodo interno. 
Taratura con metodo 
volt-amperometrico 

da 0,1 mΩ a 1 mΩ 1,2 · 10-5 10 nΩ/R 

da 1 mΩ a 10 mΩ 6,0 · 10-6 14 nΩ/R 

da 10 mΩ a 50 mΩ 1,4 · 10-5 49 nΩ/R 

da 50 mΩ a 100 mΩ 5,3 · 10-6 0,20 µΩ/R 

da 0,1 mΩ a 1 Ω 1,9 · 10-6 0,50 µΩ/R 

da 1 Ω a 2 Ω 1,6 · 10-6 2,7 µΩ/R 

(continua) 

  

 
17 Per campi di misura contigui, l’estremo superiore è incluso. 
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(Continua) Area metrologica “Misure elettriche in continua e bassa frequenza” – Settore “Resistenza in continua” (SBF-03) 

 

Strumento 
Instrument 

Misurando 
Measurand 

Condizioni 
Additional parameters 

Campo di misura 
Measurement range 

(18)
 

Incertezza 
Uncertainty Metodo/Procedura 

Method / Procedure 

Sede 
Location 

U1 U2 

(continua) 

Resistori Resistenza n.a. 

da 2 Ω a 10 Ω 1,6 · 10-6 14 µΩ/R Metodo interno. 
Taratura con metodo 
volt-amperometrico 

A 

da 10 Ω a 20 Ω 2,0 · 10-6 8,8 µΩ/R 

da 20 Ω a 200 Ω 1,9 · 10-6 30 µΩ/R 

Metodo interno. 
Taratura per confronto 

diretto con resistori 
campione 

da 0,2 kΩ a 2 kΩ 1,5 · 10-6 0,30 mΩ/R 

da 2 kΩ a 20 kΩ 1,4 · 10-6 3,0 mΩ/R 

da 20 kΩ a 200 kΩ 2,2 · 10-6 30 mΩ/R 

da 0,2 MΩ a 2 MΩ 4,2 · 10-6 1,0 Ω/R 

da 2 MΩ a 20 MΩ 7,2 · 10-6 10 Ω/R 

da 20 MΩ a 100 MΩ 13 · 10-6  

Metodo interno. 
Taratura con metodo 
volt-amperometrico 

da 0,1 GΩ a 1 GΩ 53 · 10-6 R/320 TΩ 

da 1 GΩ a 100 GΩ 2,0 · 10-4 R/320 TΩ 

da 100 GΩ a 1 TΩ 2,5 · 10-3 R/1000 TΩ 

Misuratori Resistenza n.a. 

150 µΩ 2,3 · 10-4  

Metodo interno. 
Taratura per confronto 

diretto con resistori 
campione 

200 µΩ 2,2 · 10-4  

1 mΩ 6,4 · 10-5  

10 mΩ 3,5 · 10-5  

20 mΩ 6,0 · 10-5  

0,5 Ω 5,9 · 10-6  

(continua) 

 
18 Per campi di misura contigui, l’estremo superiore è incluso. 
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(Continua) Area metrologica “Misure elettriche in continua e bassa frequenza” – Settore “Resistenza in continua” (SBF-03) 

 

Strumento 
Instrument 

Misurando 
Measurand 

Condizioni 
Additional parameters 

Campo di misura 
Measurement range 

(19)
 

Incertezza 
Uncertainty Metodo/Procedura 

Method / Procedure 

Sede 
Location 

U1 U2 

(continua) 

Misuratori Resistenza n.a. 

1 Ω 3,4 · 10-6  

Metodo interno. 
Taratura per confronto 

diretto con resistori 
campione 

A 

1,9 Ω 3,2 · 10-6  

10 Ω 2,7 · 10-6  

100 Ω 2,6 · 10-6  

1 kΩ 2,0 · 10-6  

10 kΩ 1,9 · 10-6  

19 kΩ 2,2 · 10-6  

100 kΩ 2,6 · 10-6  

1 MΩ 4,6·10-6  

10 MΩ 1,3·10-5  

19 MΩ 1,8·10-5  

100 MΩ 3,9·10-5  

300 MΩ 2,8·10-4  

500 MΩ 2,4·10-4  

1 GΩ 2,2·10-4  

10 GΩ 3,8·10-4  

50 GΩ 6,2·10-4  

100 GΩ 6,7·10-4  

(continua) 

 
  

 
19 Per campi di misura contigui, l’estremo superiore è incluso. 
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(Continua) Area metrologica “Misure elettriche in continua e bassa frequenza” – Settore “Resistenza in continua” (SBF-03) 

 

Strumento 
Instrument 

Misurando 
Measurand 

Condizioni 
Additional parameters 

Campo di misura 
Measurement range 

(20)
 

Incertezza 
Uncertainty Metodo/Procedura 

Method / Procedure 

Sede 
Location 

U1 U2 

(continua) 

Misuratori Resistenza n.a. 

da 1 mΩ a 10 mΩ 3,4·10-5 0,12 µΩ/R 

Metodo interno. 
Taratura per confronto 

diretto con resistori 
campione 

A 

da 10 mΩ a 50 mΩ 3,5·10-5 1,2 µΩ/R 

da 50 mΩ a 100 mΩ 3,2·10-5 1,2 µΩ/R 

da 0,1 Ω a 1 Ω 3,2·10-5 12 µΩ/R 

da 1 Ω a 12 Ω 

(◊) 

3,3·10-5 50 µΩ/R 

da 12 Ω a 120 Ω 1,8·10-5 0,5 mΩ/R 

da 0,12 kΩ a 1,2 kΩ 1,6·10-5 0,6 mΩ/R 

da 1,2 kΩ a 12 kΩ 1,6·10-5 6,0 mΩ/R 

da 12 kΩ a 120 kΩ 1,5·10-5 60 mΩ/R 

da 0,12 MΩ a 1,2 MΩ 3,0·10-5 2,2 Ω/R 

da 1,2 MΩ a 12 MΩ 7,9·10-5 101 Ω/R 

da 12 MΩ a 120 MΩ 5,2·10-4 1,0 kΩ/R 

da 120 MΩ a 1 GΩ 5,0·10-3 100 kΩ/R 

da 1 GΩ a 10 GΩ 5,0·10-3 1,12 MΩ/R 

da 10 GΩ a 100 GΩ 1,0·10-2 20,6 MΩ/R 

 
 
 

 
20 Per campi di misura contigui, l’estremo superiore è incluso. Fanno eccezione i soli casi indicati con il simbolo (◊) nei quali l’estremo superiore è invece escluso. 
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(Continua) Area metrologica “Misure elettriche in continua e bassa frequenza” 

 

Settore / Calibration field (SBF-04) Tensione alternata 

Strumento 
Instrument 

Misurando 
Measurand 

Campo di misura 
Measurement range 

(21)
 

Condizioni 
Additional parameters 

Incertezza 
Uncertainty Metodo/Procedura 

Method / Procedure 

Sede 
Location 

U1 U2 

Generatori  

Misuratori 

Valore efficace  
del segnale di 

tensione sinusoidale 

da 1 mV a 2,2 mV da 40 Hz a 10 kHz 4,2 · 10-4 2,6 μV/U 

Metodo interno. 
Taratura per confronto 

con misuratore di 
riferimento 

A 

da 2,2 mV a 7 mV da 40 Hz a 10 kHz 4,0 · 10-4 2,6 μV/U 

da 7 mV a 22 mV da 40 Hz a 10 kHz 1,1 · 10-4 2,6 μV/U 

da 22 mV a 70 mV da 40 Hz a 10 kHz 1,0 · 10-4 2,7 μV/U 

da 70 mV a 220 mV da 40 Hz a 10 kHz 5,5 · 10-5 2,7 μV/U 

da 220 mV a 700 mV 

da 40 Hz a 20 kHz 4,2 · 10-5 5,9 μV/U 

da 20 kHz a 50 kHz 5,8 · 10-5 6,7 μV/U 

da 50 kHz a 100 kHz 9,1 · 10-5 8,2 μV/U 

da 100 kHz a 300 kHz 2,4 · 10-4 18,5 μV/U 

da 300 kHz a 500 kHz 3,7 · 10-4 26 μV/U 

da 0,5 MHz a 1 MHz 1,2 · 10-3 54 μV/U 

da 0,7 V a 22 V 

da 20 Hz a 40 Hz 1,1 · 10-4 18 μV/U 

da 40 Hz a 20 kHz 4,2 · 10-5 14 μV/U 

da 20 kHz a 50 kHz 5,5 · 10-5 14 μV/U 

da 50 kHz a 100 kHz 9,5 · 10-5 61 μV/U 

da 100 kHz a 300 kHz 2,5 · 10-4 0,15 mV/U 

da 300 kHz a 500 kHz 4,9 · 10-4 0,18 mV/U 

da 0,5 MHz a 1 MHz 1,5 · 10-3 0,18 mV/U 

(continua) 

 
21 Per campi di misura contigui, l’estremo superiore è incluso. 
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(Continua) Area metrologica “Misure elettriche in continua e bassa frequenza” – Settore “Tensione alternata” (SBF-04) 

 

Strumento 
Instrument 

Misurando 
Measurand 

Campo di misura 
Measurement range 

(22)
 

Condizioni 
Additional parameters 

Incertezza 
Uncertainty Metodo/Procedura 

Method / Procedure 

Sede 
Location 

U1 U2 

(continua) 

Generatori  

Misuratori 

Valore efficace  
del segnale di 

tensione sinusoidale 

da 22 V a 220 V 

da 20 Hz a 40 Hz 1,1 · 10-4 0,17 mV/U 

Metodo interno. 
Taratura per confronto 

con misuratore di 
riferimento 

A 

da 40 Hz a 20 kHz 4,2 · 10-5 0,12 mV/U 

da 20 kHz a 50 kHz 8,0 · 10-5 0,14 mV/U 

da 50 kHz a 100 kHz 1,2 · 10-4 0,61 mV/U 

da 220 V a 700 V 

da 40 Hz a 1 kHz 4,8 · 10-5 0,53 mV/U 

da 1 kHz a 20 kHz 5,0 · 10-5 2,0 mV/U 

da 20 kHz a 50 kHz 1,6 · 10-4 2,0 mV/U 

da 50 kHz a 100 kHz 8,6 · 10-4 2,3 mV/U 

da 700 V a 1000 V 

da 40 Hz a 1 kHz 5,1 · 10-5 0,54 mV/U 

da 1 kHz a 20 kHz 5,3 · 10-5 2,0 mV/U 

da 20 kHz a 30 kHz 1,6 · 10-4 2,0 mV/U 

 

 
22 Per campi di misura contigui, l’estremo superiore è incluso. 
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(Continua) Area metrologica “Misure elettriche in continua e bassa frequenza” – Settore “Tensione alternata” (SBF-04) 

 

Strumento 
Instrument 

Misurando 
Measurand 

Campo di misura 
Measurement range 

Condizioni 
Additional parameters 

Incertezza 
Uncertainty 

Metodo/Procedura 
Method / Procedure 

Sede 
Location 

Generatori di fase 
Fasometri 

(Tensione-Tensione) 

Sfasamento 
tra segnali 

da 0° a ±180° 

Frequenza:  
da 20 Hz a 5 kHz 

Tensione:  
da 50 mV a 100 mV 

0,09° 

Metodo interno. 
Taratura per confronto 

con fasometro 
campione 

A 

Tensione:  
da 100 mV a 10 V 

0,06° 

Tensione:  
da 10 V a 300 V 

0,09° 

Frequenza:  
da 5 kHz a 50 kHz 

Tensione:  
da 50 mV a 300 V 

0,15° 

Generatori di fase 
Fasometri 

(Tensione-Corrente) 

Sfasamento 
tra segnali 

da 0° a ±180° 

Tensione:  
da 100 mV a 10 V  

Corrente:  
da 5 mA a 20 A 

da 40 Hz a 400 Hz 0,06° 

Metodo interno. 
Taratura per confronto 

con fasometro e 
derivatori di corrente 

da 400 Hz a 1 kHz  0,085° 

da 1 kHz a 5 kHz 0,35° 

Tensione:  
da 50 mV a 100 mV 

da 10 V a 300 V 

Corrente:  
da 5 mA a 20 A 

da 40 Hz a 400 Hz 0,1° 

da 400 Hz a 1 kHz  0,12° 

da 1 kHz a 5 kHz 0,35° 

 
 



   

 

 

Allegato n. 00040LAT/022-ALL 
Annex n. 

Aggiornato in data 19-01-2025 
Updated on 

26/41 

 

 

(Continua) Area metrologica “Misure elettriche in continua e bassa frequenza” 

 

Settore / Calibration field (SBF-05) Corrente alternata 

Strumento 
Instrument 

Misurando 
Measurand 

Campo di misura 
Measurement range 

(23)
 

Condizioni 
Additional parameters 

Incertezza 
Uncertainty Metodo/Procedura 

Method / Procedure 

Sede 
Location 

U1 U2 

Generatori 

Valore efficace  
del segnale di 

corrente 
sinusoidale 

da 100 µA a 330 µA 

(◊) 

da 40 Hz a 1 kHz 1,1 · 10-4 4,0 nA/I 

Metodo interno. 
Taratura per confronto 

con derivatori e 
misuratore di 
riferimento 

A 

da 0,33 mA a 2,2 mA da 40 Hz a 1 kHz 1,1 · 10-4 6,0 nA/I 

da 2,2 mA a 3,3 mA 
da 40 Hz a 1 kHz 1,2 · 10-4 50 nA/I 

da 1 kHz a 5 kHz 1,9 · 10-4 200 nA/I 

da 3,3 mA a 22 mA 
da 40 Hz a 1 kHz 8,5 · 10-5 60 nA/I 

da 1 kHz a 5 kHz 1,4 · 10-4 0,5 μA/I 

da 22 mA a 33 mA 
da 40 Hz a 1 kHz 8,7 · 10-5 0,31 μA/I 

da 1 kHz a 5 kHz 1,1 · 10-4 0,7 μA/I 

da 33 mA a 220 mA 
da 40 Hz a 1 kHz 8,1 · 10-5 0,4 μA/I 

da 1 kHz a 5 kHz 1,4 · 10-4 3,0 μA/I 

da 220 mA a 330 mA 
da 40 Hz a 1 kHz 8,7 · 10-5 2,6 μA/I 

da 1 kHz a 5 kHz 1,5 · 10-4 10 μA/I 

da 0,33 A a 2 A 
da 40 Hz a 1 kHz 8,7 · 10-5 8,6 μA/I 

da 1 kHz a 5 kHz 1,8 · 10-4 21 μA/I 

da 2 A a 3 A 
da 40 Hz a 1 kHz 9,3 · 10-5 45 μA/I 

da 1 kHz a 5 kHz 1,8 · 10-4 107 μA/I 

da 3 A a 11 A 
da 40 Hz a 1 kHz 1,1 · 10-4 0,15 mA/I 

da 1 kHz a 5 kHz 1,9 · 10-4 0,18 mA/I 

da 11 A a 20 A 
da 40 Hz a 1 kHz 1,6 · 10-4 0,54 mA/I 

da 1 kHz a 5 kHz 2,3 · 10-4 0,54 mA/I 

  

 
23 Per campi di misura contigui, l’estremo superiore è incluso. Fanno eccezione i soli casi indicati con il simbolo (◊) nei quali l’estremo superiore è invece escluso. 
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(Continua) Area metrologica “Misure elettriche in continua e bassa frequenza” – Settore “Corrente alternata” (SBF-05) 

 

Strumento 
Instrument 

Misurando 
Measurand 

Campo di misura 
Measurement range 

(24)
 

Condizioni 
Additional parameters 

Incertezza 
Uncertainty Metodo/Procedura 

Method / Procedure 

Sede 
Location 

U1 U2 

(continua) 

Generatori 

Valore efficace  
del segnale di 

corrente 
sinusoidale 

da 20 A a 100 A da 50 Hz a 60 Hz 2,8 · 10-4 0,10 mA/I 
Metodo interno. 

Taratura con metodo 
voltamperometrico 

A 

Pinze amperometriche 

Valore efficace  
del segnale di 

corrente 
sinusoidale 

da 0,2 mA a 3 mA da 50 Hz a 60 Hz 3,5 · 10-4 1,0 μA/I 

Metodo interno. 
Taratura per confronto 
diretto con sorgente di 

corrente e spire 
campione 

da 3 mA a 30 mA 

da 50 Hz a 60 Hz 3,5 · 10-4 8,0 μA/I 

da 60 Hz a 1 kHz 6,0 · 10-4 6,0 μA/I 

da 30 mA a 220 mA (◊) 

da 50 Hz a 1 kHz 6,0 · 10-4 60 μA/I 

da 1 kHz a 5 kHz 9,0 · 10-4 0,21 mA/I 

da 0,22 A a 2,2 A (◊) 
da 50 Hz a 1 kHz 6,5 · 10-4 0,60 mA/I 

da 1 kHz a 5 kHz 1,0 · 10-3 0,60 mA/I 

da 2,2 A a 11 A 

da 50 Hz a 1 kHz 7,5 · 10-4 6,0 mA/I 

da 1 kHz a 5 kHz 1,2 · 10-3 6,0 mA/I 

da 11 A a 20 A 

da 50 Hz a 1 kHz 9,0 · 10-4 6,1 mA/I 

da 1 kHz a 5 kHz 3,5 · 10-3 7,8 mA/I 

da 20 A a 100 A da 50 Hz a 60 Hz 8,0 · 10-4 6,0 mA/I 

da 100 A a 300 A da 50 Hz a 60 Hz 1,0 · 10-3 6,0 mA/I 

da 300 A a 1000 A da 50 Hz a 60 Hz 1,0 · 10-3 40 mA/I 

da 1000 A a 2000 A da 50 Hz a 60 Hz 5,1 · 10-3 1,0 A/I 

 

 
24 Per campi di misura contigui, l’estremo superiore è incluso. Fanno eccezione i soli casi indicati con il simbolo (◊) nei quali l’estremo superiore è invece escluso. 
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(Continua) Area metrologica “Misure elettriche in continua e bassa frequenza” – Settore “Corrente alternata” (SBF-05) 

 

Strumento 
Instrument 

Misurando 
Measurand 

Campo di misura 
Measurement range 

(25)
 

Condizioni 
Additional parameters 

Incertezza 
Uncertainty Metodo/Procedura 

Method / Procedure 

Sede 
Location 

U1 U2 

Misuratori 

Valore efficace  
del segnale di 

corrente 
sinusoidale 

da 100 µA a 220 µA 
da 40 Hz a 1 kHz 1,3 · 10-4 6,0 nA/I 

Metodo interno. 
Taratura per confronto 

con derivatori e 
misuratore di 
riferimento A 

da 1 kHz a 5 kHz 2,0 · 10-4 21 nA/I 

da 0,22 mA a 1 mA 
da 40 Hz a 1 kHz 1,3 · 10-4 50 nA/I 

da 1 kHz a 5 kHz 2,0 · 10-4 50 nA/I 

da 1 mA a 2,2 mA 

(◊) 

da 40 Hz a 1 kHz 1,0 · 10-4 50 nA/I 

da 1 kHz a 5 kHz 1,7 · 10-4 50 nA/I 

da 2,2 mA a 22 mA 
da 40 Hz a 1 kHz 9,4 · 10-5 0,50 μA/I 

da 1 kHz a 5 kHz 1,5 · 10-4 0,71 μA/I 

da 22 mA a 220 mA 
da 40 Hz a 1 kHz 9,4 · 10-5 5,0 μA/I 

da 1 kHz a 5 kHz 1,5 ·10-4 5,9 μA/I 

da 0,22 A a 2,2 A 
da 40 Hz a 1 kHz 1,6 · 10-4 51 μA/I 

da 1 kHz a 5 kHz 2,2 · 10-4 55 μA/I 

da 2,2 A a 11 A 
da 40 Hz a 1 kHz 2,1 · 10-4 0,53 mA/I 

da 1 kHz a 5 kHz 5,3 · 10-4 0,54 mA/I 

da 11 A a 20 A 
da 40 Hz a 1 kHz 3,4 · 10-4 1,2 mA/I 

da 1 kHz a 5 kHz 6,0 · 10-4 1,2 mA/I 

da 20 A a 100 A da 50 Hz a 60 Hz 2,8 · 10-4 0,10 mA/I 
Metodo interno. 

Taratura con metodo 
voltamperometrico 

 
 

 
25 Per campi di misura contigui, l’estremo superiore è incluso. Fanno eccezione i soli casi indicati con il simbolo (◊) nei quali l’estremo superiore è invece escluso. 
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(Continua) Area metrologica “Misure elettriche in continua e bassa frequenza” 

 

Settore / Calibration field (SBF-07) Resistenza in alternata 

Strumento 
Instrument 

Misurando 
Measurand 

Campo di misura 
Measurement range 

(26)
 

Condizioni 
Additional parameters 

Incertezza 
Uncertainty 

Metodo/Procedura 
Method / Procedure 

Sede 
Location 

Misuratori 
Modulo  

dell’impedenza 

50 mΩ 

da 50 Hz a 60 Hz 

Forma d’onda sinusoidale 

1,2% 

Metodo interno. 
Taratura per confronto 

diretto con resistori 
campione 

A 

100 mΩ 0,59% 

200 mΩ 0,30% 

500 mΩ 0,15% 

1 Ω 

da 50 Hz a 1 kHz 

Forma d’onda sinusoidale 

0,35% 

10 Ω 0,35% 

90 Ω 0,35% 

150 Ω 0,35% 

900 Ω 0,35% 

9 kΩ 0,35% 

90 kΩ 0,36% 

1 Ω 

da 50 Hz a 200 Hz 

Forma d’onda rettangolare 

0,70% 

10 Ω 0,70% 

90 Ω 0,70% 

150 Ω 0,70% 

900 Ω 0,70% 

9 kΩ 0,71% 

90 kΩ 0,71% 

 

 
26 Per campi di misura contigui, l’estremo superiore è incluso. 
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(Continua) Area metrologica “Misure elettriche in continua e bassa frequenza” 

 

Settore / Calibration field (SBF-06) Alta tensione 

Strumento 
Instrument 

Misurando 
Measurand 

Campo di misura 
Measurement range 

(27)
 

Condizioni 
Additional parameters 

Incertezza 
Uncertainty Metodo/Procedura 

Method / Procedure 

Sede 
Location 

U1 U2 

Generatori 

Tensione  
continua 

da 1 kV a 40 kV n.a. 

5 · 10-4 0,001 kV/U 

Metodo interno. 
Taratura per confronto 
diretto con divisore AT 

campione 

A 

Misuratori numerali 5 · 10-4  

Misuratori analogici  5 · 10-4 0,01 kV/U 

Generatori 

Tensione 
alternata 

da 1 kV a 25 kV 50 Hz 

3 · 10-3 0,001 kV/U 

Misuratori numerali 3 · 10-3  

Misuratori analogici 3 · 10-3 0,01 kV/U 

 
 

 
27 Per campi di misura contigui, l’estremo superiore è incluso. 
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(Continua) Area metrologica “Misure elettriche in continua e bassa frequenza” 

 

Settore / Calibration field (SBF-11) Potenza 

Strumento 
Instrument 

Misurando 
Measurand 

Condizioni 
Additional 

parameters 

Campo di misura 
Measurement range Incertezza 

Uncertainty 
(28)

 
Metodo/Procedura 
Method / Procedure 

Sede 
Location 

Tensione / Voltage Corrente / Current F.d.p. / Power factor 

Generatori 

Potenza attiva  
in regime 

sinusoidale 
monofase 

F
re

q
u

e
n

z
a
 c

o
m

p
re

s
a

  

tr
a

 5
0

 H
z
 e

 6
0

 H
z
. 

da 15 V a 120 V 

da 0,1 A a 5 A 
da 0,8 a 1 2,3 · 10-4 · S 

Metodo interno. 
Taratura per misura 

diretta con convertitore 
di potenza 

A 

da 0,0 a 0,8 2,4 · 10-4 · S 

da 5 A a 50 A 
da 0,8 a 1 3,0 · 10-4 · S 

da 0,0 a 0,8 3,0 · 10-4 · S 

da 120 V a 240 V 

da 0,1 A a 5 A 
da 0,8 a 1 2,3 · 10-4 · S 

da 0,0 a 0,8 2,4 · 10-4 · S 

da 5 A a 50 A 
da 0,8 a 1 3,0 · 10-4 · S 

da 0,0 a 0,8 3,0 · 10-4 · S 

da 240 V a 480 V 

da 0,1 A a 5 A 
da 0,8 a 1 2,8 · 10-4 · S 

da 0,0 a 0,8 3,3 · 10-4 · S 

da 5 A a 50 A 
da 0,8 a 1 3,2 · 10-4 · S 

da 0,0 a 0,8 3,6 · 10-4 · S 

 
 
  

 
28 Con S si indica la potenza apparente, espressa in VA. 
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(Continua) Area metrologica “Misure elettriche in continua e bassa frequenza” – Settore “Potenza” (SBF-11) 

 

Strumento 
Instrument 

Misurando 
Measurand 

Condizioni 
Additional 

parameters 

Campo di misura 
Measurement range Incertezza 

Uncertainty 
(29)

 
Metodo/Procedura 
Method / Procedure 

Sede 
Location 

Tensione / Voltage Corrente / Current F.d.p. / Power factor 

Misuratori 

Potenza attiva  
in regime 

sinusoidale 
monofase 

F
re

q
u

e
n

z
a
 c

o
m

p
re

s
a

  

tr
a

 5
0

 H
z
 e

 6
0

 H
z
. 

da 15 V a 120 V 

da 0,1 A a 5 A 
da 0,8 a 1 2,4 · 10-4 · S 

Metodo interno. 
Taratura per misura 

diretta con convertitore 
di potenza 

A 

da 0,0 a 0,8 2,5 · 10-4 · S 

da 5 A a 50 A 
da 0,8 a 1 3,0 · 10-4 · S 

da 0,0 a 0,8 3,1 · 10-4 · S 

da 120 V a 240 V 

da 0,1 A a 5 A 
da 0,8 a 1 2,4 · 10-4 · S 

da 0,0 a 0,8 2,5 · 10-4 · S 

da 5 A a 50 A 
da 0,8 a 1 3,0 · 10-4 · S 

da 0,0 a 0,8 3,1 · 10-4 · S 

da 240 V a 480 V 

da 0,1 A a 5 A 
da 0,8 a 1 2,9 · 10-4 · S 

da 0,0 a 0,8 3,4 · 10-4 · S 

da 5 A a 50 A 
da 0,8 a 1 3,3 · 10-4 · S 

da 0,0 a 0,8 3,7 · 10-4 · S 

 
 

 
29 Con S si indica la potenza apparente, espressa in VA. 
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(Continua) Area metrologica “Misure elettriche in continua e bassa frequenza” 

 

Settore / Calibration field (SBF-19) Sicurezza elettrica 

Strumento 
Instrument 

Misurando 
Measurand 

Condizioni 
Additional parameters 

Campo di misura 
Measurement range 

Incertezza 
Uncertainty 

Metodo/Procedura 
Method / Procedure 

Sede 
Location 

S
tr

u
m

e
n

ti
 p

e
r 

v
e

ri
fi
c
h
e

  

d
i 
s
ic

u
re

z
z
a

 e
le

tt
ri
c
a

 

Misuratori RCD 

Corrente di intervento su 
interruttori differenziali 

Frequenza: 50 Hz 

Forma d’onda: sinusoidale 

Tempo di intervento:  
100 ms 

10 mA 0,13 mA 

Metodo interno. 
Taratura per confronto 
diretto con calibratore 

campione 

A 

30 mA 0,39 mA 

60 mA 1,2 mA 

100 mA 1,3 mA 

Frequenza: 50 Hz 

Forma d’onda: sinusoidale 

Tempo di intervento:  
20 ms, 50 ms 

150 mA 7,5 mA 

Frequenza: 50 Hz 

Forma d’onda: sinusoidale 

Tempo di intervento:  
100 ms 

300 mA 3,9 mA 

500 mA 6,5 mA 

1000 mA 13 mA 

Tempo di intervento  
su interruttori differenziali 

Frequenza: 50 Hz 

Forma d’onda: sinusoidale 

Corrente di intervento:  
(10, 30, 60, 100, 150, 300, 500, 

1000) mA 

20 ms 1,8 ms 

50 ms 1,8 ms 

100 ms 1,8 ms 

200 ms 2,0 ms 

500 ms 2,5 ms 

900 ms 3,6 ms 

(continua) 
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(Continua) Area metrologica “Misure elettriche in continua e bassa frequenza” – Settore “Sicurezza elettrica” (SBF-19) 

 

Strumento 
Instrument 

Misurando 
Measurand 

Condizioni 
Additional parameters 

Campo di misura 
Measurement range 

Incertezza 
Uncertainty 

Metodo/Procedura 
Method / Procedure 

Sede 
Location 

(continua) 

S
tr

u
m

e
n

ti
 p

e
r 

v
e

ri
fi
c
h
e

  

d
i 
s
ic

u
re

z
z
a

 e
le

tt
ri
c
a

 

Multimetri per la 
verifica degli impianti 

di  
messa a terra 

(Loop Tester) 

Impedenza  

dell’anello di guasto 

Impedenza  
di linea 

(modulo dell’impedenza) 

Frequenza: 50 Hz 

Forma d’onda: sinusoidale 

1 Ω 0,012 Ω 

Metodo interno. 
Taratura per confronto 

diretto con resistori 
campione 

A 

10 Ω 0,12 Ω 

90 Ω 1,08 Ω 

150 Ω 1,8 Ω 

900 Ω 10,8 Ω 

9 kΩ 0,108 kΩ 

90 kΩ 1,08 kΩ 

Resistenza globale  
di terra 

(modulo dell’impedenza) 

Frequenza: 50 Hz 

Forma d’onda: sinusoidale 

1 Ω 0,018 Ω 

10 Ω 0,18 Ω 

90 Ω 1,62 Ω 

150 Ω 2,7 Ω 

900 Ω 15,3 Ω 

9 kΩ 0,153 kΩ 

90 kΩ 1,53 kΩ 

(continua) 
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(Continua) Area metrologica “Misure elettriche in continua e bassa frequenza” – Settore “Sicurezza elettrica” (SBF-19) 

 

Strumento 
Instrument 

Misurando 
Measurand 

Condizioni 
Additional parameters 

Campo di misura 
Measurement range 

Incertezza 
Uncertainty 

Metodo/Procedura 
Method / Procedure 

Sede 
Location 

(continua) 

S
tr

u
m

e
n

ti
 p

e
r 

v
e

ri
fi
c
h
e

  

d
i 
s
ic

u
re

z
z
a

 e
le

tt
ri
c
a

 

Multimetri per la 
verifica degli impianti 

di  
messa a terra 

(Loop Tester) 

Resistenza di terra 

(modulo dell’impedenza) 

Frequenza:  
da 50 Hz a 1 kHz 

Forma d’onda: sinusoidale 

1 Ω 0,0035 Ω 

Metodo interno. 
Taratura per confronto 

diretto con resistori 
campione 

A 

10 Ω 0,035 Ω  

90 Ω 0,315 Ω 

150 Ω 0,525 Ω 

900 Ω 3,15 Ω 

9 kΩ 0,0315 kΩ 

90 kΩ 0,324 kΩ 

Frequenza:  
da 50 Hz a 200 Hz 

Forma d’onda: rettangolare 

1 Ω 0,007 Ω 

10 Ω 0,07 Ω  

90 Ω 0,63 Ω 

150 Ω 1,05 Ω 

900 Ω 6,3 Ω 

9 kΩ 0,0639 kΩ 

90 kΩ 0,639 kΩ 

(continua) 
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(Continua) Area metrologica “Misure elettriche in continua e bassa frequenza” – Settore “Sicurezza elettrica” (SBF-19) 

 

Strumento 
Instrument 

Misurando 
Measurand 

Condizioni 
Additional parameters 

Campo di misura 
Measurement range 

Incertezza 
Uncertainty Metodo/Procedura 

Method / Procedure 

Sede 
Location 

U1 U2 

(continua) 

S
tr

u
m

e
n

ti
 p

e
r 

v
e

ri
fi
c
h
e

  

d
i 
s
ic

u
re

z
z
a

 e
le

tt
ri
c
a

 

Multimetri per la 
verifica degli impianti 

di  
messa a terra 

(Loop Tester) 

Continuità  
dei collegamenti  

di terra 

(modulo dell’impedenza) 

Frequenza:  
da 50 Hz a 60 Hz 

Forma d’onda:  
sinusoidale 

50 mΩ  0,60 mΩ 

Metodo interno. 
Taratura per confronto 

diretto con resistori 
campione 

A 

100 mΩ  0,59 mΩ 

200 mΩ  0,60 mΩ 

500 mΩ  0,75 mΩ 

Continuità  
dei collegamenti  

di terra 

(resistenza in c.c.) 

n.a. 

da 0,05  a 10,9  3,3 · 10-5 50 µ/R 

da 10,9  a 119  1,8 · 10-5 0,5 m/R 

da 0,12 k a 1,19 k 1,5 · 10-5 0,6 m/R 

da 1,2 k a 11,9 k 1,5 · 10-5 6,0 m/R 

da 12 k a 119 k 1,5 · 10-5 60 m/R 

Rigidimetro 

Tensione continua n.a. da 1 kV a 40 kV 5 · 10-4 0,001 kV/U Metodo interno. 
Taratura per confronto 
diretto con divisore AT 

campione 
Tensione alternata Frequenza: 50 Hz da 1 kV a 25 kV 3 · 10-3 0,001 kV/U 

Corrente continua n.a. 

da 1 µA a 10 µA 2,5 · 10-4 1,2 nA/I 

Metodo interno. 
Taratura per confronto 
diretto con misuratore 

campione 

da 10 µA a 100 µA 2,5 · 10-4 5,9 nA/I 

da 0,1 mA a 1 mA 2,5 · 10-4 59 nA/I 

da 1 mA a 10 mA 2,5 · 10-4 0,59 µA/I 

da 10 mA a 100 mA 3 · 10-4 8 µA/I 

da 100 mA a 200 mA 3 · 10-4 58 µA/I 

(continua) 
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(Continua) Area metrologica “Misure elettriche in continua e bassa frequenza” – Settore “Sicurezza elettrica” (SBF-19) 

 

Strumento 
Instrument 

Misurando 
Measurand 

Condizioni 
Additional parameters 

Campo di misura 
Measurement range 

Incertezza 
Uncertainty Metodo/Procedura 

Method / Procedure 

Sede 
Location 

U1 U2 

(continua) 

S
tr

u
m

e
n

ti
 p

e
r 

v
e

ri
fi
c
h
e

  

d
i 
s
ic

u
re

z
z
a

 e
le

tt
ri
c
a

 

Rigidimetro Corrente alternata 
Frequenza:  

da 50 Hz a 60 Hz 

da 0,1 mA a 0,2 mA 6 · 10-4 0,06 µA/I 

Metodo interno. 
Taratura per confronto 
diretto con misuratore 

campione 

A 

da 0,2 mA a 1 mA 6 · 10-4 0,3 µA/I 

da 1 mA a 2 mA 6 · 10-4 0,6 µA/I 

da 2 mA a 10 mA 6 · 10-4 2,9 µA/I 

da 10 mA a 20 mA 6 · 10-4 6,4 µA/I 

da 20 mA a 100 mA 6 · 10-4 21 µA/I 
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Misure di tempo e frequenza 

 
 

 

Settore / Calibration field (STF-01) Frequenza 

Strumento 
Instrument 

Misurando 
Measurand 

Condizioni 
Additional parameters 

Campo di misura 
Measurement range 

Incertezza 
Uncertainty 

(30)
 

Metodo/Procedura 
Method / Procedure 

Sede 
Location 

Oscillatori 

Quarzo termostatato (OCXO) 

Quarzo compensato in temperatura 
(TCXO) 

Scarto relativo  
di frequenza 

Tempo di misura:  
100 s 

1 MHz, 5 MHz, 10 MHz 4 · 10-11 
Metodo interno. 

Taratura mediante misure 
dirette di frequenza 

A 

Oscillatori 

Quarzo in aria (XO) 

Tempo di misura:  
10 s 

1 MHz, 5 MHz, 10 MHz 4,8 · 10-8 

Generatori 
Scarto relativo  
di frequenza 

Segnali sinusoidali 

Tempo di misura: 100 s 

da 0,1 Hz a 1 Hz 0,46 μHz/f  

Metodo interno. 

Taratura mediante misure 
dirette di frequenza 

da 1 Hz a 10 Hz 2,3 μHz/f 

da 10 Hz a 10 kHz 1,2 μHz/f 

da 10 kHz a 4,2 GHz 4 · 10-11 

Segnali rettangolari 

Tempo di misura: 100 s 
da 0,1 Hz a 4,2 GHz 4 · 10-11 

Misuratori 
Scarto relativo  
di frequenza 

Segnali di riferimento 
rettangolari 

Tempo di misura: 100 s 
da 0,1 Hz a 500 MHz 4 · 10-11 

Metodo interno. 

Taratura mediante misure 
dirette di frequenza su segnali 

generati dalla strumentazione di 
riferimento 

(continua) 

 
  

 
30 Si indica con f la frequenza del segnale misurando, espressa in Hz. 

Area metrologica 
Metrological area 
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(Continua) Area metrologica “Misure di tempo e frequenza” – Settore “Frequenza” (STF-01) 

 

Settore / Calibration field (STF-01) Frequenza 

Strumento 
Instrument 

Misurando 
Measurand 

Condizioni 
Additional parameters 

Campo di misura 
Measurement range 

Incertezza 
Uncertainty 

(31)
 

Metodo/Procedura 
Method / Procedure 

Sede 
Location 

(continua) 

Multimetri 

(funzione misura di frequenza) 

Scarto relativo  
di frequenza 

Segnali di riferimento 
rettangolari 

da 0,1 Hz a 10 Hz 5 μHz/f  

Metodo interno. 

Taratura mediante misure 
dirette di frequenza su segnali 

generati dalla strumentazione di 
riferimento 

A 

da 10 Hz a 100 Hz 7,6 μHz/f 

da 0,1 kHz a 1 kHz 48 μHz/f 

da 1 kHz a 10 kHz 0,48 mHz/f 

da 10 kHz a 100 kHz 4,8 mHz/f 

Segnali di riferimento 
sinusoidali 

da 0,1 MHz a 1 MHz 48 mHz/f 

Pinze amperometriche 

(funzione misura di frequenza) 
n.a. 

da 10 Hz a 100 Hz 4,8 mHz/f  

da 0,1 kHz a 1 kHz 48 mHz/f 

da 1 kHz a 10 kHz 0,48 Hz/f 

Oscilloscopi  
analogici e digitali 

Scarto di tempo 
della deflessione 

orizzontale  
(base tempi) 

n.a. da 2 ns a 5 s 3,5 · 10-3  
Metodo interno. 

Taratura mediante misure con 
segnale di riferimento periodico 

Stroboscopi 

Scarto relativo  
di frequenza 

(del segnale luminoso 
emesso) 

n.a. da 0,1 Hz a 10 kHz 1,2 · 10-7  

Metodo interno. 

Taratura mediante misure 
dirette di frequenza sul segnale 

elettrico in cui si converte la 
luce emessa dallo strumento 

(continua) 

 
  

 
31 Si indica con f la frequenza del segnale misurando, espressa in Hz. 
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(Continua) Area metrologica “Misure di tempo e frequenza” – Settore “Frequenza” (STF-01) 

 

Strumento 
Instrument 

Misurando 
Measurand 

Condizioni 
Additional parameters 

Campo di misura  
Measurement range 

(32)
 

Incertezza 
Uncertainty 

Metodo/Procedura 
Method / Procedure 

Sede 
Location 

(continua) 

Tachimetri  
ad accoppiamento  

foto-ottico 

Velocità  
di rotazione 

Tachimetro 
a 6 cifre 

0,2π rad/s 

6 giri/min 
7,9 · 10-5 

Metodo interno. 
Taratura eseguita con 

simulazione della velocità di 
rotazione mediante emissione 

di luce modulata 

A 

(2π; 20π; 200π; 2000π) rad/s 

(60; 600; 6 000; 60 000) giri/min 
0,8 · 10-5 

(0,4π; 4π; 40π; 400π) rad/s 
(12; 120; 1 200; 12 000) giri/min 

4,0 · 10-5 

(1π; 10π; 100π; 1000π) rad/s 
(30; 300; 3 000; 30 000) giri/min 

1,6 · 10-5 

4000π rad/s 
120 000 giri/min 

0,4 · 10-5 

da 2π rad/s a 3,3 π rad/s 

da 60 giri/min a 100 giri/min 
11,0 · 10-5 

da 3,3π rad/s a 4000 π rad/s  

da 100 giri/min a 120 000 giri/min 
(◊) 4,8 · 10-5 

(continua) 

 
  

 
32 Per campi di misura contigui, l’estremo superiore è escluso. Fanno eccezione i soli casi indicati con il simbolo (◊) nei quali l’estremo superiore è invece incluso. 
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(Continua) Area metrologica “Misure di tempo e frequenza” – Settore “Frequenza” (STF-01) 

 

Strumento 
Instrument 

Misurando 
Measurand 

Condizioni 
Additional parameters 

Campo di misura 
Measurement range 

(33)
 

Incertezza 
Uncertainty 

Metodo/Procedura 
Method / Procedure 

Sede 
Location 

(continua) 

Tachimetri 
ad accoppiamento  

meccanico 

Velocità di 
rotazione 

Tachimetro 
a 4 cifre 

Tempo di misura: 10 s 

da 4π rad/s a 8π rad/s 

da 120 giri/min a 240 giri/min 
5,6 · 10-5 

Metodo interno. 
Taratura misure dirette sul 
segnale elettrico emesso 

dall’organo rotante accoppiato 
meccanicamente  

al tachimetro 

A 

da 8π rad/s a 10π rad/s 
da 240 giri/min a 300 giri/min 

2,8 · 10-5 

da 10π rad/s a 20π rad/s 
da 300 giri/min a 600 giri/min 

2,3 · 10-5 

da 20π rad/s a 33,3π rad/s 
da 600 giri/min a 1 000 giri/min 

1,1 · 10-5 

da 33,3π rad/s a 100π rad/s 
da 1 000 giri/min a 3 000 giri/min 

5,8 · 10-5 

da 100π rad/s a 160π rad/s 
da 3 000 giri/min a 4 800 giri/min 

1,9 · 10-5 

da 160π rad/s a 200π rad/s  

da 4 800 giri/min a 6 000 giri/min 
(◊) 1,2 · 10-5 

 
 

 
 

Fine della tabella / End of annex 
 

 

 
 
 
 
 

 
33 Per campi di misura contigui, l’estremo superiore è escluso. Fanno eccezione i soli casi indicati con il simbolo (◊) nei quali l’estremo superiore è invece incluso. 


